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■ 対象測定器

■ 校正のご利用方法

外側マイクロメータ

■ 校正範囲及び校正の不確かさ

・セット校正を用意しています。
・替アンビル式外側マイクロメータにつきまして

外側マイクロメータと組み合せ、最小の測定範囲でのセット校正を行います。
替アンビルの２本目以降は、基点誤差のみの測定になります。

校正には、国家標準にトレーサブルな標準器を使用し、
校正証明書に校正結果と不確かさを表記します。

校正場所 校正範囲
拡張不確かさ

（信頼の水準 約95 %）

恒久的施設校正 100 mm 超過 300 mm 以下 14 µm

お問い合わせ 見積書作成 お申し込み 校 正 納 品

御見積書 申込書
校正証明書
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